Technicky Popis

Rozmery a Hmotnost

+  Spektrometer (VxSxH) 1604 x 1673 x
892 mm (63 x 66 x 35 inch)

«  Pddorys (WxD) 1470 x 779 mm,
(58 x 31 inch)

+  Spektrometer 675 kg, (1490 Ibs)

Pracovné Podmienky

«  Teplota miestnosti: 18 - 25 °C (64 - 77 °F)

*  Relativna vihkost: <80% nekondenzujlica

«  Atmosféra; Bez korozivnych vyparov a
vysokého obsahu prachu

«  Pracovné max. 2000 m (6562 ft) nad
hladinou mora

Poziadavky Na Odtahovy Systém

+  Kapacita: min. 2 x 250 m3 za h (150 cft/
min), samostatne nastavitelné medzi min.
a max.

Vodné Chladenie

+  Teplotny rozptyl 1IKW

«  Tlak: 4 bar, 58 psi

«  Prietok: min. 1.8 L/min at 18°C (64.4°F)

Poziadavky Na Argdn
«  Kvalita: = 4.8 (99.998%), Tlak: 7.5 bar
(109 psi), spotreba: 10-18 I/min

Poziadavky Napajania

« 208-230V % 10%, 50/60 Hz,
priblizne 6.5 KVA spotreba

«  30-32Aistenie pristroja (pomalé)
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RF-Generator

Volne beziaci typ, frekvencia: 27.12 MHz,
RF vykonovy vystup: 0.7 to 1.7 kW
Vykonova efektivita: >70%, vykonova
stabilita >99.9%

Automatické zapalovanie plazmy

PlIné ovladanie pocitatom

Vzduchom chladeny

Plne integrovany napajaci zdroj v systéme

Hmotovy Spektrometer

Hmotovy spektrometer s Mattauch-Herzog
geometriou s dvomi fokusaciami magnetic-
kého sektorového pola
“ Pevna konstrukcia“: Permanentny magnet
spektrometra (nie solenoid), bez potreby
skenovanie
Kontinuélna separacia ionového luca
priamo vo fokalnej rovine hmotového
spektrometra:

- 100% pracovny cyklus

- bez straty signalu pri pulzacii

iénov na analyzatore
PlIné simultanne zachytenie celého hmoto-
vého rozsahu od ~5 do 240 amu

Detektor

Polovodi¢ovy detektor s priamym ¢itanim v
ohniskovej rovine spektrometra

4800 dualnych kanalov pokryva kompletny
hmotovy rozsah od ~5 do 240 amu
Dynamicky rozsah > 9 poriadkov magni-
tudy

Automaticka optimalizacia integraCnych
Casov pre kazdy kanal zvlast
Nedestruktivne Citanie
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Uvodné Analytické Specifikacie

Citlivost
"Li = 2 Mcps/ppm
Co = 40 Mcps/ppm
"8In = 70 Mcps/ppm

28 = 70 Mcps/ppm

Oxidy
+  BaO/Ba pomer £=<0.3%

Dvojity Naboj
+  Ba"/Bapomer < 3%

Pozadie
+  Namerané pozadie @ m/z 220 < 50 cps

Kratkodoba Presnost
+ 10 ppb roztok < 2% pre mono-izotopické
prvky

4 hod Dlhodoba Presnost
« 10 ppb roztok < 4% pre mono-izotopické
prvky

Rozligenie
«  ~100-500 (m/Am)
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Plne simultanny ICP-Mass Spektrometer

« Hmotovy spektrometer s dva krat fokusovanym sektorovym
polom s novo vyvinutou optikou s priekopnickou detektoro-
vou technologiou

« Simultanne meranie kompletného anorganického hmotového
spektra pre zlepSenu citlivost a presnost a taktiez pre ¢o
najvacsiu priepustnost vzoriek

* Robustny suchy vakuovy systém bez udrzbovy volne beZiaci
generator

. N lbi.f
S —

* Rychle skenovanie, interna standardizacia v
realnom Case a meranie tranzientnych signa-
lov , izotopové pomery a izotopové riedenia

* ICAL systémova logika pre kontinualne
optimalne meranie
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Flexibility Productivity

SPECTRO MS je jediny komeréne dostupny ICP hmotovy spektrometer pontkajlci piné simultanne meranie kompletného anorganicky relevantného hmotového rozsahu od 6Li po 28U. Moznosti ICP hmotovej spektrometrie dosahuju novy $tandard s s tymto
podstatnym krokom od sekvenéného k simultdnnemu meraniu. Nebola zlepSena len presnost a spravnost merania, ale aj meraci ¢as na vzorku boli podstatne znizené. Kazdy jednotlivy komponent SPECTRO MS bol s optimalizovany z pohfadu vynikajuce-
ho analytického vykonu a jednoduchosti obsluhy. S uzivatel'sky priatefskym krytovanim, robustnym systémom pre vakuum a chladenie, flexibilnym vnasacim systémom, matri¢ne tolerantnym rozhranim, nezvy&ajne efektivnou iénovou optikou a jednoduchymi
rutinnymi ukonmi ponuka SPECTRO MS vela jedineénych moZnosti.

Typickeé oblasti pouZitia méZu byt najdené napriklad akademické a priemyselne vyskumné laboratoria, v geoldgii, v banskom a kovo-spracujucom priemysle, ale taktiez v polnohospodarstve a vyZive. Dodato¢ne su to tiez klasické ulohy ICP hmotovej spek-
trometrie v environmentalnom sektore, v chemickom, petrochemickom a nuklearnom priemysle, v klinickom, biologickom a farmaceutickom sektore.

Novy dizajn iénovej optiky je virtuaine bez driftu
vdaka logiky ICAL systému

Vlysoko efektivna plazma

So SPECTRO MS je mozné separovat dvojito
nabité iény s rozdielnymi hmotami (napr.'¥Ba**

pri 68.5 amu) od vedlajSich analytov hmét (napr.

8Ga and %Zn).

Sofistikované Komponenty:

Budenie

Tak ako najvy$si SPECTRO ARCOSICP-OES, SPECTRO MS vyuziva kompaktny a bez tdrzbovy generator s vysokou efektivitou (>70%) a vysoku stabilitu vykonu
(>99.9%). Toto je volne beziaci-27 MHz systém so vzduchovym chladenim nastavenim rezonancnej frekvencie pre rozne zataZenia garantuje Uplne stabilné plazmové
podmienky aj pre najkomplikovanejSie budiace podmienky — UpIna nutnost pre vynikajuce-analytické vysledky.

Rozhranie

Rozhranie pre transport i6nov z plazmy do systému hibokého vakua pozostava z dvoch kénickych kovovych nastavcov (‘kénus®) zarovnanych za sebou: Vzorkovac
a skimmer Oba maju maly otvor v streda, na ktoru je zamerana centralna oblast plazmy s najvacSou davkou jednotlivo nabitych ibnov pomocou nastavovanie pozicie
horaku.

Iénova Optika

V pre filtri je 127° elektrostatické sektorové pole, idny nasleduju kruhavl cestu definovant pofom kym fotény a iné nenabité astice odletia priamo cestou separované od
i6nov. Po prejdeni pre filtrom pokraduje idnovy 1€ cez zvazok tvarujicu optiku pozostavajucej z Einzelovych SoSoviek a elektrostatického dvojitého kvadrupélu. 16novy
zvizok je pretvarovany z kruhového na obdiznikovy tvar &im jeho tvar sthlasi so vstupnou:trbinou. Toto umozfuje efektivny-transport zvézku do nasledujiiceho Mat-
tauch-Herzog hmotového spektrometra.

Hmotovy Spektrometer

Dvakrat fokusovany sektorovy hmotovy spektrometer s Mattauch-Herzog geometriou je pouziti v SPECTRO MS. Je zloZeny so vstupnej Strbiny, elektrostatického ana-
lyzatora (ESA), energetickej Strbiny a magnetického sektorového pola s naslednym detektorom. Specialna charakteristika Mattauch-Herzog geometrie, je ze vetky iony
hmoty st zaostrené na jednu fokélnu, rovinu umoziujlci pouZitie plochého detektoru a simultanneho merania celého hmotového spektra. Casovo obmedzené sekvenéné
skenovanie pouzité v inych spektrometroch nie je nutné.

Detektor

Direct Charge Detector (DCD) pouzity v SPECTRO MS je Uplne novy polovodi¢ovy detektor s4800 kanalmi a vysokym Citacim pomerom. Simultanne pokryva kompletne
celé hmotové spektru. Kazdy kanal sa sklada z nizkeho a vysokého zosiliovacieho pixlu (dizajn dualny stupria). Touto cestou kazdy kanal mbZe priamo spracovat velky
rozsah signalov. Dynamicky rozsah mdze byt nasledne upraveny pomocou integracneho ¢asu. Tento je automaticky nastaveny pre-kazdy kanal pocas merania a je podfa
potreby dostavovany. Toto umozriuje optimalny pomer signaluk Sumu s maximalnou dynamikou merania Vysoka frekvencia ¢itania umoZriuje jednoducho zaznamenéavat
tranzientné signaly.

Program

SPECTRO MASS ANALYZER VISION:program je charakterizovany intuitivnym rozhranim a jednoduchou obsluhou. Casto sa opakujiice meracie Glohy mozu byt vy-
konané pomocou par kliknuti. Rychle semi-kvantitativne prehladové analyzy cez cely rozsah spekira su jednoducho vykonatelné bez naro¢nych kalibracii. Funkcie pre
vyhodnotenie, tla€, uloZenie a prenos nameranych vysledkov su jednoduchou dostupné. Jedineéné funkcie pre nasledné spracovanie vysledkov s umoznené faktom, ze
vSetky Cisté namerané data uloZené pri kaZdej analyze mozu byt znova vyhodnotené a interpretované podra potreby. SPECTRO MASS ANALYZER VISION program je
kompatibilny s EPA, FDA, a taktieZ s inymi normami a smernicami a ponuka 21 CFR Part 11-vyhovujlci uzivatelsky a datovy manazment systému.

Simultdnne meranie celého spektra je umozne-
né kombinaciou dvakrat fokusovanym sektoro-

vym pofom hmotovym spektrometrom a novym
plochym detektorom
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Sofistikované hlavné metédy si dodavané pre
jednoduchy vyvoj vlastnych metéd. Pomécky
vedU pouZivatela cez vietky kroky vyvojové-
ho procesu a pomahaju obsluhe vo vietkych
aspektoch.
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